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PROGRAMA ANALÍTICO DE DISCIPLINA  (continuação) 

 

Código 
PCN1729 

Nome 
Métodos de Caracterização de Materiais A 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (aulas teóricas) No de Horas-Aula 

1) Características e propriedades dos raios X. 
 

2) Fundamentos do estado cristalino e rede cristalina. 
 
3) Propriedades, fontes e detecção da radiação. 
 
4) Fundamentos da difração. 
 
5) Técnicas de coleta de dados de difração de raios X. 
 
6) Técnicas de análise de dados de difração de raios X. 
 
7) Introdução à análise térmica (calor, energia, temperatura) . 
    
8) Instrumentação para análise térmica. 
 
9) Aspectos teóricos e práticos Análise Térmica Diferencial (DTA-DSC-
DTG). 
 
10) Métodos de calibração e Análise de dados. 
 
11) Aplicações de DTA/TG na caracterização de materiais. 
 
12) Dilatometria. 
 
13) Difusividade e condutividade térmica. 
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